中华人民共和国国家标准

《酸提取-原子吸收光谱法测定多晶硅表面

金属污染物》（送审稿）编制说明
一、任务来源及计划要求

2004年11月，SEMI MF 1724-1104（ Test method for measuring surface metal contamination of polycrystalline silicon by acid extraction-atomic absorption spectroscopy）公布。随着电子工业飞速发展，多晶硅需求量不断增大，严格控制其质量非常急需，为使我国多晶硅表面金属污染物的检测方法与国际接轨，全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会于2007年提出将SEMI MF 1724-1104国际标准转化为国家标准，并被国家标准委列入2008年第一批国家标准制修订计划（半材标委计[ 2008] 2号），计划编号为20070863-T-469。

二、编制过程（包括编制原则、工作分工、征求意见单位、各阶段工作过程等）

 本标准等同采用国外先进标准SEMI MF 1724-1104（ Test method for measuring surface metal contamination of polycrystalline silicon by acid extraction-atomic absorption spectroscopy）标准。本标准在尊重国际标准英文原文的基础上，按照国家标准的格式将其等同转化为国标，在转化过程中反复推敲讨论，并对该标准的可操作性进行了验证，进行了标准加入回收试验和精密度试验稿。


 本标准的制定工作由信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所承担。

008年3月成立了标准修订工作组。在国内广泛调研的基础上，于2008年7月完成了标准征求意见稿，并对中国有色金属工业标准计量研究所、中国科学院半导体研究所、有研半导体材料股份有限公司、北京通美晶体技术有限公司、天津晶明电子材料公司、天津环欧半导体材料技术有限公司、南京国盛电子有限公司、上海合晶硅材料有限公司、宁波立立电子股份有限公司、万向硅峰电子股份有限公司、杭州海纳半导体有限公司、洛阳单晶硅有限责任公司等10余家单位函审和2008年9月洛阳预审会议分别征求意见。依据函审反馈意见和预审会议意见对标准征求意见稿进行了修改，于2008年10月完成了标准送审稿。
三、国内外情况分析
查阅了国内外与多晶硅表面金属污染物的检测相关文献，目前国内尚无多晶硅表面金属污染物的检测标准。2004年11月，SEMI 颁布MF 1724-1104（ Test method for measuring surface metal contamination of polycrystalline silicon by acid extraction-atomic absorption spectroscopy）标准。
四、制定内容
多晶硅表面金属污染物是表征多晶硅质量的一个参数，因此测定多晶硅表面金属污染物对监控多晶硅生产工艺、发展新工艺并达到材料验收的目的是很必要的。

4.1本标准规定了用酸从多晶硅块表面提取金属杂质，并用石墨炉原子吸收定量检测多晶硅块表面上的痕量金属杂质分析方法。也可使用灵敏度相当的其它仪器如电感耦合等离子体/质谱仪。

4.2 该标准适用于碱金属、碱土金属和第一系列过渡元素如钠、钾、钙、铁、铬、镍、铜、锌以及其它元素如铝的检测。

4.3 本标准适用于各种棒、块、粒、片形多晶或单晶硅表面金属污染物的检测。由于块、片或粒形状不规则，面积很难准确测定，根据样品重量计算结果。使用的样品重量为50g~300g，检测限为0.01 ng/g。

4.4 酸的强度、组成、温度和浸提时间决定着表面腐蚀深度和表面污染物的提取效率。在这个试验方法中腐蚀掉的样品重量小于样品重量的1%。

4.5 本标准适用于重量为25 g ~5000 g的样品的测定，为达到仲裁的目的，该试验方法规定样品重量为300 g。

五、与国外同类标准水平的对比分析


本标准等同采用国外先进标准SEMI MF 1724-1104。与原标准相比，对原标准格式进行了相应调整。
六、与现行法规、标准的关系

本标准不违反国家现行的有关法律、法规，由于国家标准体系中以前没有此类标准，因此本标准实行后，不用废除现有的任何标准。
七．标准征求意见的处理经过和依据

详见《酸提取-原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物》意见处理汇总表.
八、实施标准的要求和措施的建议


本标准是测试每种金属的总量，因此该方法与各金属的化学和电学特性无关，未涉及专利问题，建议作为推荐性国家标准实施。
信息产业部专用材料质量监督检验中心
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《酸提取-原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物》征求意见稿意见汇总表

	序号
	章/节/条款
	意见内容
	提出单位
	处理结果
	备注

	1
	3.2.3
	“控制标准”应改为“控制标准样品”
	预审会议
	采纳
	

	2
	3.2.6
	“标准样品”应为“标准溶液”
	预审会议
	采纳
	

	3
	6.4
	H2O2浓度应为“30%”
	预审会议
	采纳
	

	4
	8.1
	“将样品封在双袋中”应为“将样品封在双层袋中”
	北京通美晶体技术有限公司
	采纳
	

	5
	8.2
	“重量为50g，样品总重量为300g”应改为“重量约为50g，样品总重量约为300g”
	预审会议
	采纳
	

	6
	11.2.1
	第二行“表2”有误，应为“表1”
	天津晶明电子材料公司
	采纳
	

	7
	12
	应增加 “允许差”项
	预审会议
	采纳， 12条款改为“允许差”将原12条款“报告”改为13条款“报告”
	

	8
	附录A
	应增加 “仪器工作条件”项。
	预审会议
	采纳，增加 了“附录A 仪器工作条件及HGA-600型电热原子化器工作条件”
	

	9
	标准格式
	“标准格式应与原版格式一致”
	预审会议
	未采纳
	

	10
	试验报告
	“应提供方法验证数据”
	预审会议
	采纳 
	国标格式更适用


